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Odlewanie precyzyjne stopow Ni na krytyczne czesci silnikow lotniczych

Politechnika Slaska, Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska

Wyniki badan

Opracowanie bazy danych materialowych do symulacji numerycznej Analiza przyczyn powstawania wad w odlewach precyzyjnych krytycznych Udoskonalenie elementow systemu zapewnienia jakosci procesow

procesu zalewania, krzepniecia i krystalizacji odlewéw precyzyjnych czesci silnikéw lotniczych z nadstopéw niklu wytwarzania oraz odlewow precyzyjnych krytycznych czesci silnikow
krytycznych czesci silnikéw lotniczych z nadstopow niklu lotniczych z nadstopow niklu
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